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Estudo de efeitos de radiacdo em conversores SAR baseados em redistribuicio de carga
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Orientador: Tiago Roberto Balen

Neste trabalho, o principal mecanismo de falha de Conversores Analdgico-Digitais
(ADCs) por Aproximacdes Sucessivas (SAR) e redistribuicao de carga submetidos a radia¢ao
¢ estudado. Os resultados de um experimento com radiagdo gama em dois ADCs idénticos de
130nm, 8 bits, implementados no mesmo die e operando em frequéncias diferentes mostram
que o grau de degradagdo do conversor depende da frequéncia de amostragem. Sendo
submetidos a mesma dose total ionizante, o conversor operando a uma frequéncia de
amostragem mais baixa sofre uma forte degradacdo, enquanto uma maior robustez ¢
observada ao se trabalhar com frequéncias mais elevadas. Um modelo SPICE de um
Conversor AD SAR ¢ utilizado para simular os efeitos de fuga de corrente induzidos pela
radiacdo, considerando o mesmo processo tecnoldgico e as mesmas condi¢des de operagao
dos conversores testados. Os resultados de simulagao tém uma alta similaridade com os dados
experimentais, € permitem explicar o principal mecanismo de falha através da fuga de
corrente nas chaves do banco de capacitores programaveis do Conversor AD interno ao
dispositivo.



